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Box No.II  Observations where certain claims were found unsearchable {Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a} for the following reasons: .

1. D Clahns Nos.:

because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2 Claims Nos.: 3

because they relate to parts of the international application that do not comply with the preseribed requirements to such an.
extent that no meaningful intetnational search can be cerried out, specifically:

See Further document PCT/ ISA/ 210

3 I:‘ Claims Nos.: ]
becanse they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. Il  Observations where unity of invention is lai_cking {Continuation of item 3 of first sheat)

This Infernational Searching Autharity found multiple invéntions in this international application, as follows:

1. D As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this infernational search report covers ali searchabie
Jaims. -

2. [_] Asall searchable claims coutd be searched without sffott justifying additional fees, this Authotity did not invite payment of
additional fees.

3. I:l As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers
only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. I:l Mo required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned ia the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest |_—_] The additional search fees were accompanied by the applicant’s protest and, where applicable, the
peyment of a protest fee.
El The additional search fees were accompanied by the applicant®s pratest but the applicable protest
fee was not paid within the time limit spacified in the invitation,
D No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (2)) (July 2009)
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Continuation of Box 1.2
Claim 3

The current claim 3 characterizes the width of the contrast frame (KR) and the width of
the figures (F) using the parameter alpha which, however, was neither mentioned nor
precisely defined in any of the preceding claims or in main claim 1. According to the
description {see page 2}, parameter alpha is used in formula (1) (see paragraph [004]), the
so-called “point spread function” . However, the exact mathematical expression of
formula (1) is not specified anywhere in the description (insufficient disclosure according
to PCT Article 5). The use of said parameter alpha in the current context leads therefore
to a lack of clarity. The claim does not clearly define the technical features which fall
under the scope of protection because the parameter cannot be determined in a clear
and reliable manner using the indications in the description. As a result, a comparison of
the claimed subject matter with the prior art is not possible and it was not possible to
carry out a meaningful search in respect of the claimed subject matter.

The applicant is advised that claims relating to inventions in respect of which no
international search report has been established cannot normally be the subject of an
intemational preliminary examination (PCT Rule 66.1({e)). In its capacity as Intermational
Preliminary Examining Authority the EPO generally will not carry out a preliminary
examination for subject matter that has not been searched. This also applies in cases
where the claims were amended after receipt of the international search report (PCT
Article 19) or where the applicant submits new claims in the course of the procedure
under PCT Chapter Il. However, after entry into the regional phase before the EPO an
additional search may be carried out in the course of the examination {c¢f. EPO
Guidelines, C-VI, 8.2) if the defects that led to the declaration under PCT Article 17(2)
have been corrected.

Form PCT/ISAS21( (extra sheet) (July 2009)
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Naoh der Internationalen Patentklassifikation (IPC) ader naoh der nationalen Klaasifikation und der IPG

B. RECHERCHIERTE GEBIETE
Racharchistter Mindestprifetoff (Klaesifiketionasystem und Klassifikationsaymbale }

GO3F HOLY

Raecherchisrta, aber nicht zum Mindestprifstoff geshtrende Varsffentlichungen, scwsit diess umer die recharshierten Gabiete fallen

Wahrend der internaticnalen Rechemhe konaultierte alakironische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendata Suchbegriffe)

EPO-Internal, COMPENDEX, INSPEC, WPI Data

C. ALSWESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie® | Bezeichnung der Ver3ffentlichung, aoweit erfforderlich unter Angabe der in Betracht kemmenden Teile Betr. Anspruch Nr.

X,P GALLER R ET AL: "Geometrically Induced 1,2,4,5
Dose Correction Method for e-Beam
Lithography Applications",

PROCEEDINGS OF THE SPIE - THE
INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL
ENGINEERING SPIE - THE INTERNATIONAL
SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING USA,

Bd. 7823, 24. September 2010 (2010-09-24),
XPO02633885,

ISSN: 0277-786X

das ganze Dokument

‘Weitere Verffentliohungen sind der Forizetzung von Feld G zu entnehmen D Siehe Anhang Patentfamilie

* Besonhders Kategorien von angsgsebensn Verdffentichungen 'T* Spiitere Yerdffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum
apn i i f . oder dem Priortatsdatum verdffentlioht worden ist und mit der
A" Versbffentlichung, die den allgameinen Stand dar Tachhik definiert, >
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Internationales Aktenzeichen
INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT PCT/DE2011/080621
Feld Nr. Il Bemerkungen zu den Anspriichen, dle sich als nicht recherchlerbar erwlesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

GemaB Artikel 17(2)a) wurde aus folgendsn Grindsn far bestimmte Anspriche kein intemationaler Rechsrchanbericht arstellt:

1. D Anspriiche Nr.
weil sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche diese Behdrde nicht verpflichtet ist, némlich

2. III Anapriche Nr. 3

wail sie sich auf Teila der imternationalan Anmeldung beziehen, dia den vorgeschrisbenen Anforderungen so wenig antspra-
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeftihrt werden kann, namlich

siehe BEIBLATT PCT/ISA/210

3. I:I Anspricha Nr.
wail s= sich dabai um abhangige Anspriiche handalt, dia nicht antsprechend Satz 2 und 3 der Ragal 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. Il Bemerkungen bel mangelnder Einheltlichkelt der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthilt:

1. Da der Anmelder alle erforderichen zusatzlichen Recherchengebihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recharchenbsricht auf alle recherchisrbaren Ansprichs.

o Da fiir alle recherchierbaren Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsautwand durchgefiihrt werden konnte, der
) zusatzliche Rechserchengebiihr garachtiertigt hatte, hat die Bshérds nicht zur Zahlung solchsr Gebhhren aufgsfordert.
3. Da der Anmelder nur sinige der arforderlichen zusatzlichen Asgherchengehihren rechtzeitig entrichtst hat, erstrechkt sich
diager intarnaticnale Racharchanbsricht nur auf dis Anspriicha, far die Gaebihren entrichtet wordsn sind, ndmlich auf dis
Angprache Nr.

4. D Der Anmelder hat die erfordetichen zusatzlichen Recherchengebihren hicht rechtzeitig entrichtet. Dieser intemationale
Recherchenbericht beschrankt sich daher auf die in den Ansprichen zuerst erwahnte Erfindung; diese ist in folgenden

Ansprichen arfasst:
Bomerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusatzlichen Recherchengebhren unter Widerspruch entrichtet und dis
elnes Widerspruchs gegsbensniallz erforderliche Widsrspruchsgsebdhr gezahit.

Die zusatzlichen Recherchengebihren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahit,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebihr nicht innerhalb der in der
Aufferdenung angegebenen Friat entrichtet.

I:l Die Zahlung der zusatzlichen Recherchengsbiihren erfolgte ohne Widerspruch.

Formblatt PCTASA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) {April 2005)
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WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210

Fortsetzung von Feld 1I1.2

Anspriiche Nr.: 3

Im vorliegenden Anspruch 3 wird die Breite des Kontrastrahmens KR sowie
die Breite der Figuren F mit Hilfe des Parameters alpha charakterisiert,
der jedoch in keinem der vorhergehenden Anspriiche bzw. im Hauptanspruch 1
erwdhnt oder genauer definiert wurde. Laut Beschreibung (siehe Seite 2)
wird der Parameter alpha in Formel 1 (siehe Paragraph [004]), der
sogenannien "Point Spread Function', verwendet. Der genaue mathematische
Ausdruck der Formel 1 ist jedoch auch in der Beschreibung nirgends
angegeben (unzureichende 0ffenbarung nach Artikel 5 PCT). Die
Verwendung dieses Parameters alpha im vorliegenden Zusammenhang fiihrt
deshalb zu einem Mangel an Klarheit. Der Anspruch gibt die technischen
Merkmale, die in seinen Schutzbereich fallen, nicht deutlich an, da der
Parameter mit den in der Beschreibung enthaltenen Angaben nicht eindeutig
und zuverldssig bestimmt werden kann. Dadurch ist ein Vergleich des
beanspruchten Gegenstands mit dem Stand der Technik nicht miglich und
eine sinnvolle Recherche kann deshalb fiir den beanspruchten Gegenstand
als Ganzes nicht durchgefilhrt werden.

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dass Patentanspriiche auf
Erfindungen, fiir die kein internationaler Recherchenbericht erstellt
wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorldufigen
Priifung sein kénnen (Regel 66.1(e) PCT).In seiner Eigenschaft als mit der
internationalen vorldufigen Priifung beauftragte Behdrde wird das EPA also
in der Regel keine vorldufige Prifung fiir Gegenstande durchfilhren, zu
denen keine Recherche vorliegt.Dies gilt auch fiir den Fall, dass die
Patentanspriiche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes
gedndert wurden (Art. 19 PCT), oder fiir den Fall, dass der Anmelder im
Zuge des VYerfahrens gemdss Kapitel II PCT neue Patentanspriiche
vorlegt.Nach Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA kann jedoch im
Zuge der Priifung eine weitere Recherche durchgefiihrt werden (Vgl.
EPA-Richtlinien C-V1, 8.2), sollten die Mangel behoben sein, die zu der
Erklarung gemidss Art. 17 (2) PCT gefiihrt haben.
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